
  

 
 

Ein ganztägiges Seminar zur Recherche nach Patenten, Gebrauchsmustern, 
Marken und Designs in ausländischen Datenbanken. 

 
Als Teilnehmer werden Sie nach einer Einführung in Datenbanken ausländischer 
Patentämter (US, CN, ...) unter Anleitung eigene Recherchen durchführen. 

 
Sie lernen Methoden zur Suche nach veröffentlichten Patenten, Marken und  
Designs in diesen Datenbanken kennen. 
 
Im Überblick 
 
Information max. 4 Teilnehmer, Schulungs-PCs mit Internetzugang  
 
Dauer  10:00 – 15:00 Uhr, inkl. Mittagspause  
 
Kosten  EUR 450,00 zzgl. MwSt 
 
Ort   Schulungsraum der Kanzlei  

Hüttenalle 237b 
47800 Krefeld  

 
Anmerkung Eine Übernachtung im Hotel „Mercure“ in Krefeld können wir Ihnen 

gerne reservieren. 
 

 

Anmeldungen und Rückfragen: 

Frese Patent 
Frau Angerhausen 
Hüttenallee 237b 
D-47800 Krefeld 

 

Tel. +49(0)2151-50959-32 
Fax +49(0)2151-50959-25 
mail@frese-patent.de 
www.frese-patent.de 

Seminar "Patentrecherche II" 
Dr. Beate Frese 


